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Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEIl est cons-
tamment revu par la CEIl afin qu'il reflete I'état actuel de
la technique.

Des renseignements relatifs a la date de reconfirmation de
la publication sont disponibles auprés du Bureau Central de
ta CEl.

Les renseignements relatifs & ces révisions, a I'établis-
sement des éditions révisées et aux amendements peuvent
étre obtenus auprés des Comités nationaux de la CEl et
dans les documents ci-dessous:

Validity of this publication

The technical content of IEC publicationé is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the
publication is available from the |[EC Central Office.

Information on the revision work, the issue of revised
editions and amendments may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC
sources:

ulletin de la CEI

B

Annuaire de la CEI
Rublié annuellement
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A

atalogue des publications de la CEl
ublié annuellement et mis & jour réguliérement

Terminologie

En ce qyi concerne la terminologie générale, le lecteur se
reportergl & la CEl 50: Vocabulaire Electrotechnique Inter-
national (VEI), qui se présente sous forme de apltres
séparés |traitant chacun d'un sujet défini.
complety sur le VEI peuvent étre obtenus sur de
Voir égalpment le dictionnaire multilingue de la CEI.

Les termles et définitions figurant dans la préseite p

cation ont été soit tirés du V
approuvgs aux fins de cette publi€atio

Symbgdgles graphiqu
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et pour lgs appareils électromédicaux,

e |EC Bulletin

to IEC 50:
), which is
separate chapters each dealing

{. Full details of the IEV will be
est. See also the IEC |Multilingual

ave either been taken from the IEV of have been
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s and definitions contained in the p]esent publi-
|

spe

Graphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols| and signs
approved by the IEC for general use, readers arg referred to
publications:

— |EC 27: Letter symbols to be used in electrical
technology;

—~ |EC 417: Graphical symbols fo use on
equipment. Index, survey and compildtion of the
single sheets;

— |EC 617: Graphical symbols for diagfams;

and for medical electrical equipment,

- la CEl 878: Symboles graphiques pour
équipements électriques en pratique médjcale.

Les symboles et signes contenus dans la présente publi-
cation ont été soit tirés de la CEl 27, de la CEl 417, de la
CEI 617 et/ou de la CEIl 878, soit spécifiquement approuvés
aux fins de cette publication.

Publications de la CEIl établies par le
méme comité d'études

L'attention du lecteur est attirée sur les listes figurant a la fin
de cette publication, qui énumeérent les publications de la
CEl préparées par le comité d'études qui a établi la
présente publication.

— |EC 878: Graphical symbols for electromedical
equipment in medical practice.

The symbols and signs contained in the present publication
have either been taken from |EC 27, IEC 417, IEC 617
and/or IEC 878, or have been specifically approved for the
purpose of this publication.

IEC publications prepared by the same
technical committee

The attention of readers is drawn to the end pages of this
publication which list the IEC publications issued by the
technical committee which has prepared the present
publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONNEXIONS SANS SOUDURE -
Partie 4: Connexions autodénudantes,

non accessibles sans soudure -
Régles générales, méthodes d’essai et guide pratique

AVANT-PROPQOS

} La CEl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organi
composée de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (C,
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les

nementales et

non gouvernementales, en liaison avec la CEl, 2 avaux. La|CEl collabore
étroitement avec I'Organisation Internationale de Ne isaths > elon/des conditipns fixées par
accord entre les deux organisations.

) Les décisions ou accords officiels de la CEl en ce qui s questions techniques, pféparés par les
comités d'études oll sont represen gs tous le i ntéressant a ces questipns, expriment

8) Ces décisions constituent des re i i ationalgs publiées sous forme de normes, de
rapports techniques ou de guides et ag 3

es Comités nationaux de la CEl s’engagent
e possible, les Normes internationples de la CEl
dans leurs norme ' Toute> divergence entre la norme de fa CEl et la norme

La Norm erngtionale 4 a été établie par le sous-comité 48B: Conpecteurs, du
¢omité d’ ; : Camposants électromécaniques et structures mécaniques

pour équipem

DIS Rapport de vote

48B(BC)251 48B(BC)256

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote
ayant abouti a I'approbation de cette norme.

La CEI 352 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général: Connexions
sans soudure:

~ Partie 1: 1983, Connexions enroulées sans soudure — Régles générales, méthodes
d’essai et conseils pratiques

— Partie 2: 1990, Connexions serties sans soudure — Régles générales, méthodes
d’essaji et guide pratique
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SOLDERLESS CONNECTIONS -
Part 4: Solderless non-accessible insulation

displacement connections —
General requirements, test methods and practical guidance

FOREWORD

chnical

rpational
eir national and regional standanjs. Any
divefgence between the | national or regional standard shall b clearly

indi¢ated in the latter.

International S
nectorpg, of IE

structyres for elec

prepared by IEC sub-committee 48B] Con-
lectromechanical components and mechanicai

The tekxt of thi on the following documents:

DIS Report on voting

48B(C0O)251 48B(C0O)256

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report
on voting indicated in the above table.

IEC 352 consists of the following parts, under the general title: Solderless connections:

— Part 1: 1983, Solderless wrapped connections — General requirements, test
methods and practical guidance

— Part 2: 1990, Solderless crimped connections — General requirements, test methods
and practical guidance
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Partie 3: 1993, Connexions autodénudantes accessibles sans soudure — Régles
générales, méthodes d’essai et guide pratique

Partie 4: 1994, Connexions autodénudantes, non accessibles sans soudure -
Régles générales, méthodes d’essai et guide pratique

@%
8
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— Part 3: 1993, Solderless accessible insulation displacement connections — General
requirements, test methods and practical guidance

Part 4: 1994, Solderless non-accessible insulation displacement connections —
General requirements, test methods and practical guidance

@%
E
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INTRODUCTION

Les deux parties suivantes de la CEl 352 concernant les connexions autodénudantes sans
soudure sont disponibles:

— Partie 3: Connexions autodénudantes accessibles sans soudure — Régles géné-
rales, méthodes d'essai et guide pratique.
— Partie 4: Connexions autodénudantes non accessibies sans soudure — Régles géné-
rales, méthodes d’essai et guide pratique

Ces parties contiennent des exigences, des essais et un guide pratique.

— un programme d’essais de base qui s’applique aux dénudantes

conformes a toutes les exigences de la section 2 de cette
Ces exigences sont déduites de I'expérience acquise s menées a

bien sur de telles connexions.

— un programme d’essais complet qui s’applig . udantes qui
ne sont pas totalement conformes a toutes g ) de gction 2, par exemple
a celles dont la fabrication utilise de i : traitements |de surface
n’appartenant pas a la section 2.

programme

des perfor-

par exemple:

>

Connexions CAD
non accessibles

CEl 025193 Cli'I 026193

Figure 1 — Exemples de connexions autodénudantes accessibles et non accessibles
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INTRODUCTION

The two following parts of IEC 352 are avaivlable on solderless insulation displacement
connections:

— Part 3: Solderless accessible insulation displacement connections - General
requirements, test methods and practical guidance;

— Part 4: Solderless non-accessible insulation displacement connections — General
requirements, test methods and practical guidance.

These parts include requirements, tests and practical guidance information.

Two test schedules are provided:

— [the basic test schedule which applies to insulation displacemgn } which
corfform to all requirements of section 2 of this standard;

These requirements are derived from experience with suge such

corjnections.

; g 5 ich do
not ich.are manufdctured
usi

Thi imited
bas nd an
exp mance
validation.

NOT connec-

tion

Non-accessible ID
connaction

IEC 025/93 IEC Pp26193

Figure 1 — Examples of accessible and non-accessible insulation

disptacement-connections
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CONNEXIONS SANS SOUDURE -

Partie 4: Connexions autodénudantes,
non accessibles sans soudure —
Regles générales, méthodes d’essai et guide pratique

Section 1: Généralités

1 | Domaine d’application

La présente partie de la CEl 352 s’applique aux connexions G4 i [scessibles
pour les essais et les mesures en accord avec la section ‘ s de:

-~ contacts CAD de conception appropriée;
— fils a conducteur cylindrique massif de diarr

po ctroniques

Dg

lle y sont
ing I

nt stables

Ce

conditions

I ifférentes, conceptions et matiéres utilisées pour les contacts CAD. C’est pourquoi
sepuls les parametres fondamentaux du contact sont spécifiés tandis que les [exigences
des\performances du fil et de la connexion terminée sont définies dans tous les ¢létails.

3 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la
référence qui y est faite, constituent des dispositions valables pour 1a présente partie de
la CEI 352. Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Tout
document normatif est sujet & révision et les parties prenantes des accords fondés sur la
présente partie de la CEl 352 sont invitées & rechercher la possibilité d’appliquer ies
éditions les plus récentes des documents normatifs indiqués ci-aprés. Les membres de la
CEl et de I'|SO possédent le registre des normes internationales en vigueur.
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SOLDERLESS CONN,ECTIONS -
Part 4: Solderless non-accessible insulation

displacement connections —
General requirements, test methods and practical guidance

Section 1: General

1 Scope

This part of IEC 352 is applicable to non-accessible ID connections ich the testspand

measurgments of section 3 are suitable and which are made wi
— appropriately designed ID terminations;
— wijres having solid round conductors of 0,25 mmA10
- wjres having stranded conductors of 0,05 mm7T to gction;

for use [in telecommunication equip
techniques.

Informatjon on materials and data fro
test prog¢edures to provide
conditions.

2 Object
The objgct of this p; Z

ity -accessible ID connections under specified mech-
eric conditions;

ofmparing test results when the tools used to make| the
nt designs or manufacture.

There ate diffefent designs and materials for ID terminations in use. For this reason|only
stérs of the termination are specified while the performance require-
ments o the wire and the complete connection are specified in full detail. r

3 Normative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in this
text, constitute provisions of this part of IEC 352. At the time of publication, the editions
indicated were valid. All normative documents are subject to revision, and parties to
agreements based on this part of IEC 352 are encouraged to investigate the possibility
of applying the most recent editions of the normative documents indicated below.
Members of IEC and ISO maintain registers of currently valid International Standards.
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CEl 50(581): 1978, Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) — Chapitre 581:
Composants électromécaniques pour équipements électroniques

CEl 68-1: 1988, Essais d’environnement — Premiére partie: Généralités et guide

CEl 68-2-60 TTD: 1990, Essais d'environnement — Deuxiéme partie: Essais — Essai Ke:
Essais de corrosion en atmosphére artificielle & trés basse concentration de gaz polluant(s)

CEl 189-3: 1988, Céables et fils pour basses fréquences isolés au PVC et sous gaine de
PVC — Troisiéme partie: Fils d’équipement en conducteurs simples, en paires et tierces, a
conducteur massif ou divisé, isolés au PVC

Modification no. 1 (1989)

CEIl 326-2: 1990, Cartes imprimées — Deuxiéme partie: Méthode/d’
Amendement 1 (1992)

CEl 352-3: 1993, Connexions sans soudure — TroisiéMe pa : autodénu-
dantes accessibles sans soudure — Régles générales/ T ~ ] ide pratique

CEl 512-1: 1984, Composants électromécaniq es: Procé-
dures d’essai de base et méthodes de mesure

Mpdification no. 1 (1988)

es: Procé-
ral, essais
essais de

CEl 512-2: 1985, Composants éle
res d’essai de base et méthode

es: Procé-
bontraintes

es: Procé-
5 d’impact
s), essais

Composants électromécaniques pour équipements électroniques: Procé-
¢ base et méthodes de mesure — Sixiéme partie: Essais climatiques et

CEl 673: 1980, Fils simples miniatures d'équipement pour basses fréquences, a conduc-
teur massif ou divisé, isolés aux résines fluorohydrocarbonées
Modification n° 3 (1989)

CEl 918: 1987, Cable en nappe isolée PVC avec un pas de 1,27 mm approprié au raccor-
dement autodénudant

1ISO 1463: 1982, Revétements métalliques et couches d’oxyde — Mesurage de I'épaisseur
du revétement — Méthode par coupe micrographique
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IEC 50 (581): 1978, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Chapter 581: Electro-
mechanical components for electronic equipment

|EC 68-1: 1988, Environmental testing — Part 1: General and guidance

IEC 68-2-60 TTD: 1990, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Ke: Corrosion tests
in artificial atmosphere at very low concentration of polluting gas(es)

IEC 189-3: 1988, Low-frequency cables and wires with PVC insulation and PVC sheath —
Part 3: Equipment wires with solid or stranded conductor, PVC insulated, in singles, pairs
and triples

Amendment 1 (1989)

IEC 328-2: 1990, Printed boards — Part 2: Test methods
Amendment 1 (1992)

IEC 35p-3: 1993, Solderless connections — Part 3: Soldefless. accé insulation
displacement connections — General requirements, tests mg N j idafice
IEC 512-1: 1984, Electromechanical components for electroni ] : sting
procedyres and measuring methods — Part 1: General

Amend

IEC 51 sting
procedt nuity

and cor

IEC 51 sting

procedy

IEC 51 somponents for electronic equipment; basic tgsting
procedyres and Part 5: Impact tests (free components), statid load
tests(fix g JR: ance tests and overload tests

IEC 512-6:198%

: echanical components for electronic equipment; basic tgsting
procedures ana

easyring methods — Part 6: Climatic tests and soldering tests

IEC 673: 1980, Low-frequency miniature equipment wires with solid or stranded conductor,
fluorinated polyhydrocarbon type insulation, single
Amendment 3 (1989)

IEC 918: 1987, PVC insulated ribbon cable with a pitch of 1,27 mm suitable for insulation
displacement termination

ISO 1463: 1982, Metallic and oxide coatings — Measurement of coating thickness — Micro-
scopical method


https://iecnorm.com/api/?name=99688ec1722a95d8ecd478a91d184322

— 14 - 352-4 © CEI:1994

4 Définitions

Les termes et définitions utilisés et applicables dans la présente partie de la CEl 352
figurent dans la CEl 50(581). La CEIl 512-1 contient également des termes et des défini-
tions applicables.

Pour les besoins de cette partie de la CEl 352, les termes et définitions supplémentaires
suivants sont applicables.

4.1 Connexion autodénudante (connexion CAD)

Connexion électrique sans soudure réalisée par l'insertion d’'un seul fil dans une fente
i ini ! ié de la fente

fdéplacent I'isolant et déforment le conducteur d'un fil massif ou il divisé afin
H’établir une connexion étanche aux gaz.
e de
visés
\—\"Mo‘
CEl 027193
411 Connex
Voir CE@-
Connexion au 3 réaliser les
PSsais me { Sar & ple I'essai de tenue de force transverse) et les mesures élec-
cessaire de
maintenir la
ible)
Connexion autodénudante dans laquelle I'accés aux points de mesure pour|réaliser les

essais mécaniques (par exemple I'essai de tenue de force transverse) et en partie les
essais électriques (par exemple la résistance de contact) n’est pas possible sans qu'il soit
nécessaire de supprimer une quelconque caractéristique de conception pour réaliser et/ou
maintenir la connexion autodénudante. Ceci est principalement vrai lorsque la connexion
autodénudante est enfermée dans un composant.

4.2 Contact pour connexion autodénudante (contact CAD)

Contact congu pour recevoir un fil dans le but de réaliser une connexion autodénudante.

4.2.1 Contact pour connexion autodénudante, réutilisable (contact CAD réutilisable)

Contact pour connexion autodénudante qui peut étre utilisé plus d’une fois.
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4 Definitions

Terms and definitions used in and applicable to this part of IEC 352 are included in
IEC 50(581). IEC 512-1 also contains some applicable terms and definitions.

For the purpose of this part of IEC 352, the following additional terms and definitions
apply.

4.1 Insulation displacement connection (1D connection)

A solderless electrical connection made by inserting a single wire into a precisely
controlled slot in a termination such that the sides of the slot displace the insulation and
deformp id—w nded—wire ok

conngction.

' o 0O ala a

( P 4

iD termination

1EC 027193

4.1.1| Accessible i

(See |EC 352-3:

An ID| connection j ible to access test points for carrying out mechanical
tests ction force) and electrical measurements (for ekample
conta i 3 ation of any design feature intended to establishjand/or

mainthi

4.1.2 e/insulation displacement connection (non-accessible 1D conngction)

An ID| connectio which it is not possible to access test points for carrying outl mech-
anical tests such as transverse extraction force and some electrical measuremefts (for
example contact resistance) without deactivation of any design feature intended to
establish and/or maintain the 1D connection, mainly where the ID connection is enclosed in
a component.

4.2 Insulation displacement termination (1D termination)

A termination designed to accept a wire for the purpose of establishing an 1D connection.

4.2.1 Reusable insulation displacement termination (reusable ID termination)

An ID termination that can be used more than once.
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4.2.2 Contact pour connexion autodénudante, non-réutilisable (contact CAD
non-réutilisable)

Contact pour connexion autodénudante qui ne peut étre utilisé qu’une seule fois.

4.3 Fente

Fente de connexion

Fente support d'isolant ou

deuxieme fente de connexion ‘\w W

N

Figure 3 — Fe

4.3.1 Fente de connexion

femplacer l'isolant du fil et de

¢onnexion double

43.2 Fentes

) Duvertu@
d'agripper

e adéquate du contact pour connexion autodénudant

capable de
bnducteur(s)

obtenir une

b de chaque

_ / Parois
‘(‘{ Fente
e
e

Contact CAD

vd
T~

CEl 029193

Figure 4 - Paroi
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4.2.2 Non-reusable insulation displacement termination (non-reusable ID termination)

An ID termination that can only be used once.

4.3 Slot

Strain relief slot or second _

Connection slot

4.3.1

The s}
wire a

the wirt

connaction siot T~

N

Figure 3 — Slot

Connection slot

In cerfai

4.3.2

=

028

iqn of a
r(s) of

Figure 4 — Beam

ID termination -

1EC 029193



https://iecnorm.com/api/?name=99688ec1722a95d8ecd478a91d184322

-18 - 352-4 © CEl:1994

4.5 Diamétre apparent (d’'un conducteur divisé)

Le diamétre du cercle circonscrit au toron des brins.

4.6 Bloc de guidage

Partie de forme spéciale du composant, par exemple un connecteur, qui guide et insére
le/les fil(s) dans la/les fente(s). En plus il peut réaliser d’autres caractéristiques méca-
niques, par exemple tenir le(s) fil(s) dans la (les) bonne(s) position(s), support d’isolant de
la connexion CAD, charge secondaire sur la connexion CAD ou les parois.

Bloc de guidage /V/ r
Cable en nappe ou
e eXe

fils discrets

Y

Connexion CAD

CEl 030193

‘ wéxion autodénudante par linsertion con-
npredéfinie de la/des fente(s).

rélée du/des fil(sXdansg yhe positio
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4.5 Apparent diameter (of a stranded conductor)

The diameter of the circumscribing circle of the bundle of strands.

4.6 Guiding block

A specially shaped part of a component, e.g. a connector, which guides/inserts the wire(s)
into the slot(s). Additionally it may provide for other mechanical features, for example
fixing. the wire(s) in correct position(s), strain relief of the 1D connection(s), secondary
loading on the ID termination(s) or beams.

|

iding blosk /7 Z ¢
R{:bon cable or / NV |
single wires I IS

OO0 B

mtermination/m ‘ oY e Y¢

o

IEC 039193

4.7 Wire insertion tool

A hang or powe'r operated tool for pro > oanection by inserting the wire(s) in a

4.8 .Wire extraction too

ce for extricti

C type desijg

D termination.
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Les connexions doivent étre exécutées de fagon soignée et dans les régles de I'art.

7

Outils

Les outils doivent étre vérifiés et utilisés selon les instructions données par le fabricant.

L!
dy

Lo

‘outil doit assurer une position correcte du fil d

putil doit étre capable d’effectuer des connexions uniformé
rée de vie utile.

conception de l'outil doit étre telle que lors de sop
nnexion CAD soit évité.

ne

u

b!
fil
C/

d A
s) ou céble avec i nne jon de maniére a réaliser des ¢
AD fiables.

Conta@

nt fiables plendant sa

Ceux-ci.

bnnecteur,
) ou cable
daptée au
t du (des)
onnexions

onze), les

effets de la

La

qualite a’'une connexion CAU depend des dimensions du contact CAD, en pa

ses fentes et parois, associées aux caractéristiques de la matiére utilisée.

rticulier de

Les dimensions doivent étre définies de maniére a étre adaptées au fil ou a la gamme de
fils pour lequel le contact CAD est congu. La bonne adaptation est vérifiée en appliquant

le

programme d’essais défini dans la section 3.

8.3 Traitements de surface

La zone de contact doit étre revétue d’étain ou d’étain-plomb, d’argent, d’or, de palladium
ou de ses alliages. La surface doit étre exempte de contamination et de corrosion.
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Section 2: Requirements

6 Workmanship

The connections shall be processed in a careful and workmanlike manner in accordance

with goo

d current practice.

7 Tools

Tools shall be used and inspected according to the instructions given by the manufacturer.

A tool shall be able to make uniformly reliable connections during its usefyl life.

A tool spall be designed and shall operate in such a manner ammage\to the 1D
terminatjon and/or to the wire is avoided.

A tool shall provide for a correct location of the wire in the

Tools arg evaluated by testing ID connections made evaluated.

A guiding block, which may be a parf\of a .. nector, may be usqd in
combin%on with insertion tooling to insest the wi able’ in the connection slgt(s).
The insg¢rtion tool shall apply a suita guiding block. The design of| the
guiding block should aid in alignment sle with the connection slot(d) so
as to prqvide for reliable 1D canneetis

8.1 M3

Suitable

imensions

The qua

larly of its slot and beams, together with the characteristics of the materials used.

or

ticu-

The dimensions shall be chosen so as to be suitable for the wire or range of wires for
which the ID termination is designed. The suitability is verified by applying the test
schedule given in section 3.

8.3 Surface finishes

The contact area of the termination shall be plated with tin or tin-lead or with silver, gold,
palladium or their alloys. The surface shall be free of detrimental contamination or
corrosion.
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8.4 Caractéristiques de conception

Les contacts CAD peuvent étre différenciés selon les conditions de réutilisation et selon la
gamme de fils qu'ils peuvent accepter. De ceci résultent les types suivants:

— les contacts réutilisables congus pour étre cablés plus d’'une fois par un conducteur
de diamétre ou de section nominale spécifié;

— les contacts réutilisables congus pour étre cablés plus d'une fois par une gamme de
conducteurs de diamétre ou de section nominale spécifié;

— les contacts non réutilisables congus pour étre cablés une fois par un conducteur
de diameétre ou de section nominale spécifié;

= les contacts
conducteurs de diamétre ou de section nominale spécifié.

gamme de

Lgs bords des parois doivent étre lisses et exempts de bavuye
rations involontaires sur le(s) conducteur(s) ou l'isolant.

9| Fils

Des fils & conducteur massif cylindrique ou 3 sept brins

sinples doivent étre utilisés.

9.1 Matieres

La matiére du congds ment & la

rupture d’'au moins

9.2 Dimensions
leférentes@

2

L ~ 2 in, d’étain
plomb.-ou d’'argent. Les conducteurs divisés doivent étre revétus d’étain, d’étair|| plomb ou

d’ai‘gcl it

La surface du conducteur doit &étre exempte de contamination et de corrosion néfastes.

9.4 [Isolant du fil

La spécification particuliére du contact CAD doit spécifier le diametre extérieur de l'isolant
du fil qu’il peut accepter.

Les matiéres isolantes doivent étre soit en PVC soit en matiére dont les caractéristiques
sont compatibles avec le procédé de déplacement d’isolant c’est-a-dire qu’elle doit avoir
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8.4 Design features

ID terminations may be distinguished according to reusability conditions and according to
the range of wire sizes that can be accommodated. This results in the following types:

— reusable terminations, designed to be connected more than once and designed for

one specified nominal conductor diameter or cross-section;

—~ reusable terminations, designed to be connected more than once and designed for

a specified range of conductor diameters or cross-sections;

— non-reusable terminations, designed to be connected once and designed for one

specified nominal conductor diameter or cross-section;

— n N-FaiSab
Speg

The ed

to the cpnductor(s) or insulation.

9 Wires

Ribbon|cables or single wires with solid round conductors
seven dingle strands shall be used.

NOTH - For further information on wires, g€
For information on PVC insulated ri

9.1 Materials

The copductor material sh 2RNE 3 sopper. it sHall have an elo
not lesg than 10 %.

9.3 §

Solid rq L
conductors shall have strands plated with tin, tin-lead or silver.

ad conductorg with

M- to

nded

The conductor surface shall be free of contamination and corrosion.

9.4 Wire insulation

The detail specification of the ID termination shall specify the outside diameter of the wire

insulation that can be accommodated.

The insulation material shall be PVC or another material with properties compatible with
the insulation displacement process, i.e. the insulation material shall be capable of being
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I'aptitude d’étre aisément remplacée par les bords intérieurs des parois sans toutefois
endommager le conducteur. Dans le cas des conducteurs divisés, I'isolant doit en plus
pouvoir assurer le maintien des brins de maniére qu'ils ne soient pas exagérément écartés
lors de la réalisation de la connexion.

Pour les cébles en nappe, l'isolant entre les conducteurs, y compris tout isolant addi-
tionnel de la nappe, doit en plus avoir I'aptitude d’étre aisément percé par les exirémités
des parois.

10 Connexions autodénudantes non accessibles (connexions CAD)

a) La combinaison du fil, du contact et de I'outil de cablage doit étre compatible.

b) Quand le fil est inséré dans la fente du contact CAD Ies f des parois
doivent remplacer I'isolant du fil et déformer:

— le diamétre du conducteur massif cylindrique

ou

— le diamétre apparent du conducteur divisg
toron de brins) et en plus le diamétre des bri

irgonscrit au

en accord
ance suffi-
ce dépend
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readily displaced by the inner edges of the beams without damaging the conductor. In
case of stranded conductors, the insulation shall, in addition, be capable of keeping the
strands in place so that they are not unduly displaced when making the ID connection.

For ribbon cables, the insulation between the conductors including any additional insula-
tion forming the ribbon shall additionally be capable of being readily penetrated by the tips
of the beams.

10 Non-accessible insulation displacement connections (ID connections)

a) The combination of wire, termination and connection tool shall be compatible.

b) When inserting the wire into the connection slot of the ID termipation,\the ilmer
sides|of the beams shall displace the wire insulation and deform:

—| the diameter of a solid round conductor

or

e of

—| the apparent diameter of a stranded conductor {4
2 fe in

cgontact with the beams
in order to produce a gas-tight connection.

c) The wire shall be correctly locg
specified by the detail specificatio
termipation and the wire end. The mini
used|and shall be as specified by th

d) Orlly one wire in one gannection slot

e

io@?lot of the ID terminatiop as
2”sufficient distance between the
istance depends on the|wire
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Section 3: Essais

11 Essais

11.1  Introduction

Tous les essais doivent étre effectués avec des contacts CAD et des connexions CAD

dans les conditions normales d’utilisation, par exemple dans leur boitier.

Lorsqu’'un contact est congu pour accepter plus d’'une connexion CAD, chaque
doit étre essayée individuellement.

connexion

11.2 Généralités

CQ

11

N dans les

bivent étre
de 13.2.

exigences
dimension
| dans une

Sauf indication contraite, : > W effectués dans les conditions| normales

d’'essai définies dan

L9 température @ humidités relative auxquelles les mesures sont
dgivent ét ( s dan

3 gsultats d’essais, I'essai doit étre répété suivan
canditio arbitrag iqées dans la CEl 68-1.

Lgrsque. cela specifié, les connexions doivent étre préconditionnées dans
tigns norma essai durant 24 h, suivant la CElI 512-1.

effectuées

'une des

les condi-

=) = :
J necPrioc

Lorsque cela est spécifié, les connexions doivent étre soumises aux conditions normales

d’essai durant 1 h a 2 h aprés I'épreuve.

11.6 Spécimen

a) Le spécimen d’essai est constitué du composant ayant une ou un nombre de
connexions CAD non accessibles avec un fil inséré dans la fente de connexion de
chaque contact CAD, sauf indication contraire de la spécification particuliere. Les fils
connectés a un composant multicontacts peuvent étre un cable en nappe ou des fils

discrets (voir figure 6).
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Section 3: Tests

11 Testing

11.1  Introduction

All tests are to be carried out with ID terminations and ID connections being in t
normal operating position, for example in their housing.

heir

Where a termination is designed to accommodate more than one ID connection, each

connection shall be tested individually.

11.2 eneral

As explained in the introduction, there are two test schedules lied

according to the following conditions.
~ 10 connections which conform to all the requirement d in
accorndance with and meet the requirements of the basi
— 10 connections which do not fully conform to a ,| for
example which are made with different wire and/for t i izes’and/or materjals,
or which are made with more than one wire iff one and
meet fthe requirements of the full tegt sehedule

11.8 §tandard conditions for testing

Unless gtherwise specified, all tests shall b rried der standard conditions for jest-

ing as specified in IEC 51

The ambient temperat y at which the measurements are njade

shall be [stated in@ €

In case |of dispute : e test shall be repeated at one of the refgree

conditions of IEC 8

114 A

Where gpecifie ctions shall be preconditioned under standard conditiong for

testing f seriod of\24 M, in accordance with IEC 512-1.

11.5 Heéovery

Where specified, the specimen shall be allowed to recover under standard conditions for

testing for a period of 1 h to 2 h after conditioning.

11.6 Specimen

a) The test specimen shall consist of the component having one or a specified number
of non-accessible ID connections with one wire inserted in one connection slot of each
ID termination, unless otherwise specified by the detail specification. The wires
connected with a multipole component may be a ribbon cable or a number of single

wires (see figure 6).
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b) lLorsqu’un montage est requis dans un essai, les spécimens doivent étre montés en
utilisant une méthode normale de montage, sauf spécification contraire.

12 Essais de type
NOTE — Dans la mesure ol une méthode d'essai est décrite dans cette section, il est convenu que sa

description sera remplacée par une référence a la CEl 512 aussitét que la méthode d'essai-correspondante
y sera incluse.

12.1 Examen général

Les essais doivent étre effectués conformément & l'essai 1a: Examen visuel, et a
I'essai 1b: Examen de dimension et de masse de la CEl 512-2. L’examen visuel peut étre

effectuéavecungrossissement-denvironcing fois:
Tqutes les pieces doivent étre examinées pour s’assurer ¢ rmes aux
exXigences des paragraphes 8 a 10.
12.2 Essais mécaniques
NOTE - La tenue mécanique axiale et transversale d'une ¢co cluani\les élémepts de réten-
tion applicables est indiquée dans la spécification parti
12.2.1  Pliage du fil/céble
L'dbjet de cet essai est de vériti Cessible a
s«}porter les contraintes mécani cable en
nappe connecté dans des conditions spésifi
L¢ spécimen d’essai est ferm % iti fil(s) ou le
caple en nappe pe sonifteur)axe longitudinal dans la fente de ¢onnexion.
Une charge axiale : ité ki i pe pour le
maintenir droit.

essayés;
applicable

tre égale-

Le(s) fil(s) ou e cable est (sont) alors plié(s) de part et d’autre de la verticgle, ce qui
cg|nstitue un cycle. Sauf indication contraire de la spécification particuliére, f’angle de
pliage o est de 30°.

Les autres valeurs préférentielles de I'angle de pliage indiquées en spécification particu-
liere sont 60° et 90°.

Le pliage du fil est réalisé en utilisant un dispositif approprié tel que celui présenté a la
figure 6.

Le nombre de cycles de I'essai de pliage est de 10 sauf indication contraire de la spécifica-
tion particuliére.


https://iecnorm.com/api/?name=99688ec1722a95d8ecd478a91d184322

352-4 © IEC:1994 -29 -

b) When mounting is required in a test, the specimens shall be mounted using the
normal mounting method, unless otherwise specified.

12  Type tests

NOTE — As far as test methods are described in this clause, it is intended that the description be replaced
by a reference to IEC 512 as soon as the relevant test method is included in IEC 512.
12.1 General examination

The tests shall be carried odt in accordance with test 1a: Visual examination, and test 1b:
Examination of dimension and mass, of IEC 512- 2 The visual examination test may be

carried
All partd shall be examined to determine whether the requirements of'\¢ia have
been m
12.2 Mechanical tests
NOTE| — Axial and transverse mechanical strength of wired termins [strain
relief features is specified by the detail specification.
12.2.1 | Bending of the cable/wire
The obj with-
stand tH ina
specifie
The tes ibbon
cable h ad F
shall be ight.
The val
sted;
nds
the
yenly
nsti-

tutes ope’dycle. Unless otherwise specified by the detail specification, the berding
angle a shall be 30°.

Other recommended bending angles for detail specifications are 60° and 90°.

Bending of the cable/wire shall be carried out using a suitable device, for example as
indicated in figure 6.

The number of cycles of the bending test shall be 10, unless otherwise specified by the
detail specification.
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Lorsque des fils discrets connectés a un composant multicontacts sont essayés, I’'essai de
pliage du fil doit étre effectué sur le nombre de fils (spécimens) par composant indiqué
dans la spécification particuliére (voir aussi 13.1). Les spécimens sont essayés 'un aprés
I'autre ou simultanément selon indication de la spécification particuliére.

La perturbation de contact est contr6lée durant I'essai de pliage conformément a
I'essai 2e: Perturbation de contact, de la CEl 512-2.

La limite de la durée de la perturbation de contact est de 1 ps sauf indication contraire de
la spécification particuliére.

ssais, les contacts ne doivent pas éire endommagés et les fils ne doivent pas

>
©
-
P w»n
@
(2]
@ o

z

Composant

{fermement maintenu)

Cable en nappe ou
fils discrets

Doigts de commande
du plateau

CEl 810194

n_exemple™~de montage d’essai adapté pour l'essai d’un composant avec|connexions

CAD non-accessibles st représenteenfigure 7
ure—7-

La perturbation de contact est contrélée durant I'essai de vibrations conformément a
I'essai 2e: Perturbation de contact, de la CEl 512-2.

La limite de la durée de la perturbation de contact est de 1 ps sauf indication contraire de
la spécification particuliére.
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Where single wires connected with a multipole component are to be tested, the wire bend-
ing test shall be carried out with a number of wires (specimens) per component to be
specified by the detail specification (see also 13.1). The specimens are to be tested
sequentially or simuftaneously as specified by the detail specification. '

Contact disturbance shall be monitored during the full duration of the bending test in
accordance with test 2e: Contact disturbance, of IEC 512-2.

The limit of duration of contact disturbance shall be 1 us unless otherwise specified by the
detail specification.

After testing, the termination(s) shall not be damaged and the conductor(s) shall not be

brokepr-
Component
(securely heid)
—— ) X
Il /A‘
e >
: W
o L
w0 '
Ribbon cable or
k \ single wires
Driving plate:pins
IEC 810194
arrangement, bending of the cable/wire
12.2.2
The te accordance with test 6d: Vibration, of |IEC 512-4.
The tg be firmly held on a vibration table.
An example of a suitable test arrangement for testing a component containing non-
accessi ; . o

Contact disturbance shall be monitored during the vibration test in accordance with
test 2e: Contact disturbance, of IEC 512-2.

The limit of duration of contact disturbance shall be 1 us unless otherwise specified by the
detail specification.
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Composant avec LOngUeUr du fil libre
connexions CAD et - 50 mm ————
dispositif de maintien

Fil(s) ou
\ céble en nappe
\

- f ]

-~ =~ .. Point de connexion pour
" la mesure électrique

AN yd
L 7 L

ST LSS \ ////////

able devibrati

Dispositif de maintien

Camme de fréquences, Hz (f\é\sy / /\ \\10 4500 1p 42000
N )\/572'162 ! 57 262

Fréquence de transfert, Hz

<
h\mplitude du déplacement sous la =
réquence de transfert, mm 35 0,35 1,5

N

DO (20 g)

A\mplitude de I'accélératiph au.des Q .
e la fréquence de transtet, mis? 50(59)
N KL

Directions L \ \\/3 axes 3 axes 3 axes

N
Nombre de@%geggar dire@on \/ 5 5 5

NOTE ~La s?é&ei%&b\absqowg dans la spécification particuliére.

4sibles réuti-

es’connexions CAD non accessibles réutilisables peuvent étre partiellement ou entiére-
ment démontées de la maniére définie en spécification particuliére afin de faciliter cet
essai.

Le fil spécifié est extrait et inséré dans le contact comme indiqué ci-dessous ou suivant
les modifications définies en spécification particuliere. Une extraction et insertion cons-
tituent un cycle.

Le dernier cycle du nombre spécifi¢é de recablages consiste en une insertion seule du fil
dans le contact, ¢’est-a-dire que dans tous les cas, a la fin de I'essai de recablage, il doit
y avoir une connexion CAD en place.
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Component with
ID connections and
strain relief features

-33-

.Free wire length

Wire(s) or
ribbon cable

Connection point
" for electrical
measurement

VA add

Holding device

AN
I AAI ///////X/\////;/////K////A

Vibratign tat

Range df frequency, Hz 10to \/ 10 to 2 000
PN AR

Cross-oYer frequency, Hz \ § < 57 to 63
Displacgment amplitude below
the crosg-over frequency, mm 0 35 0,35 15
Accelergtion amplitude above Q
the crosp-over frequency, m/s® 50 (5 g) 200 (20 ¢)

N
Directions L \ axe 3 axes 3 axes
Number|of sweep cygles per direction 5 5
NOTE ~{The apphcaﬂe\ge\s&s&\s@ Wby the detail specification.
12.2.3 ectiorf and disconnection, reusable non-accessible 1D terminations
The opj to assess the ability of a reusable non-accessible ID termlination
to wit pecified number of connections and disconnections
Reus: - rtly _or wholly dis-

assembled, in a manner as stated in the detail specification, to facilitate this test.

The specified wire shall be removed from and inserted into the termination as given below
or as modified by the detail specification. One removal and insertion shall be considered
to be one cycle.

The last cycle of a specified number of test cycles consists of only inserting the wire into
the termination, i.e. in any case there shall be a complete ID connection at the end of a
specified number of test cycles.
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Le méme contact CAD doit étre utilisé pour te nombre total de cycles spécifiés

Une nouvelle partie du fil ou un nouveau fil doit étre utilisé pour chaque cycle.

Lorsque les contacts sont congus pour accepter une gamme de dimensions

352-4 © CEI:1994

de fils, tous

les cycles excepté le dernier doivent étre réalisés avec le conducteur de dimension
maximale spécifiée. Le dernier cycle ainsi que la mesure finale doivent étre réalisés sur le

conducteur de dimension minimale indiquée dans la spécification particuliére.

Sévérités:
a dimension du conducteur pour le dernier cycle et 1e nombr¢ de Gycies
ndiqués dans la spécification particuliére. Les valeurs préférentielles de homt

ont 4, 20 ou 100.

2.2.4 Microsection

Cet essai est optionnel parce que I'appréciation/deNa\migrosection peut
i i

difficile, et & considérer avec prudence en rais de laygrande latitude d
entre expérimentateurs.

e spécimen est soumis & un~examen
4

4

L es exigenses
les essai

e _doit pas constater de dommage visible des parois du contact CA

doivent étre

re de cycles

‘avérer trés

nterprétation

: I(ﬁie de, I'équipement adapté dont le

particuliere.

pour la micro-

laire a I'axe

tous les cas

buverture et
fabricant de

apparent du
pntact direct

D da & I'outil

d’insertion ou au bloc de guidage.

Les figures 8 et 9 montrent des exemples pratiques de microsections de connexions CAD

non accessibles.
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The same reusable ID termination shall be used for the total number of test cycles
specified.

A new part of the wire or a new wire of the same type shall be used for each test cycle.

Where terminations are designed to accept a range of conductor sizes, all cycles except
the iast one shall be carried out with the maximum conductor sizes specified. The last
cycle and the final measurement shall be carried out with the minimum conductor sizes
specified by the detail specification.

Test severities:

The ¢ y hall be
specif , 20 or
100.
12.2.4 Microsection
This tgst is optional because the judgement of the microg ichlt and
is a mpatter of discretion due to the wide range of interpreta ‘ ¢ testing person|
The specimens shall be visually examined using\suita uipment the magnification of
which [shall be 10 times, unless otheqwi ied i v
NOT n.
The microsectional plang s 6 of the
wire apd entirely within the 1D i
Requifements belo cases
mechgnical, el
closed
of the
he diameter of a solid round conductor or of the apparent
conductor, including the deformation of the diameter of| those
direct contact with the beams, shall be identifiable.
atl be’ no visible damage to the beams of the ID termination caused |by the
inSfrtion tool or guiding block.

Figures 8 and 9 show examples of useful microsections of non-accessible ID connections.
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V%

{EC 812194

Figure 8 — No made with a stranded conductor
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CEl 813w

n-dccessible avec un conducteur massif

: composant doit définir la température haute de|la catégorie
pérature basse de la catégorie climatique (TBC) quildoivent étre

ectué conformément a l'essai 2a: Résistance de contact, méthodle au niveau

ou I'essai 2b: Résistance de contact, méthode du courant d’essdi spécifié de

Lorsque des connexions CAD non accessibles sont essayées, un montage d’'essai appro-
prié comme représenté a la figure 10 doit étre utilisé.
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12.3

The ¢g
and th

12.3.1

The ca
level

Figure 9 — Non- act ade with a solid round conductg

shall prescribe the upper category temperature
gture (LCT) which shall be used in the following tests.

ntact-resistarice test shall be carried out using test 2a: Contact resistance, n

(UCT)

illivolt

specified in the detail specification.

P-2 as

When non-accessible ID connections are to be tested, a suitable test arrangement as

shown

in figure 10 shall be used.
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Fil(s) ou
L cable en nappe

T — D

Connexion CAD

Composant
Lt
@l
CEl 81494

Figure 10 — Montage d’essai pour la résistance de contact

Le plan de référence auquel se rapporte la longueur L doit étre.ipdiquédans
ion particuliére.

| orsque I'essai 2b est appliqué, le courant d'essai doit £
conducteur. La durée d'application de ce coura
*échauffement des spécimens.

nitiale et non a la limite initiale p

S

la spécifica-

e section de
fin d'éviter

le tableau 2,

e déduite de

a résistance
pntact maxi-

male autorisée apr&s. conditionnem ¢ 4 la mesure de la valeur initiple augmen-

antact des connexions CAD non accesssibles,

\) Résistance de Variation maximale dd la résistance
Cont A Conducteur contacF initiale aprés essais me"ecanviq e, électrique
maximale et climatiqyie
\ me2 mQ
AN
\ \ Revétu 5 1
Maxsif
Brut 10 1
Revétl
Revétu ’ 10 2
Divisé
Brut 10 5
Revétu 10 1
Massif
Brut 10 1
Brut
. Revétu 10 2
Divisé
Brut 10 : 5
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The re’kerence plane to which the length L is referred shall be specifie
fication.

When
The dd

the sp¢

The va

ment g
value.

The m

© IEC:1994 a1 -

Wire(s) or
L ribbon cable

ID connection -

Component
@

Figure 10 — Test arrangement, contact resistance

{EC 814194

Tab

it|speci-

wn in table 2 do not

in the test arfange-

f figure 10. This additional resjistance %€ S rom the total measured

istance
mitted

\) Initial contact Maximum change in resistarjce
. resistance, after mechanical, electrical pr
ID termjnation . - .
maximum climatic conditioning
mQ mQ
hd o Plated 5 1
ondu
i Unplated 10 1
Plated -
Cotramalanl Plated 10 2
WwUainiuoyu
conductor
Unplated 10 5
Solid round Plated 10 1
conductor
Unplated 10 1
Unplated
Stranded Plated 10 2
conductor
Unplated 10 5
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12.3.2 Charge électrique et température

L'essai est effectué conformément a I'essai 9b: Charge électrique et température de la
CEIl 512-5. Sauf indication contraire dans ia spécification particuliére, les détails suivants
sont applicables:

— température maximale de fonctionnement:  +100 °C (THC)
— durée de l'essai: 1000 h

Le courant d’essai doit étre indiqué dans la spécification particuliére.

12.4 Essais climatiques

climatique (THC) et la température basse de la catégorie climatigue' ( oivent étre

LJ spécification particuliére du composant doit définir la températyre haﬁwqﬁ catégorie
)equli d
utflisées pour les essais suivants.

12.4.1 Variations rapides de température

L’pssai est effectué conformément a I'essai 11d: Varia température, de la
CEl 512-6. Sauf indication contraire dans la spé ation ictjiére; les détails suivants
sqnt applicables: '
— basse température:
— haute température:
— durée de I'exposition: ¢
— nombre de cycles:

12

L'essai est effeg C CEl 512-6.
Sauf indic ’ ifi pplicables:

+100 °C (THC)
11 m

+55 °C

6

2

11]
température d’essai: -55 °C (TBC)

12.4.3 Corrosion en atmosphére industrielle

L'essai est effectué conformément a I'essai Ke de la CEl 68-2-60 TTD, méthode C: Gaz
polluants mélangés. Sauf indication contraire de la spécification particuliére, les détails
suivants sont applicables:
— mélange de gaz polluants:
SO,: (0,5 % 0,1) 107° (volivol)
H,S: (0,1 £ 0,02) 108 (vol/vol)
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12.3.2 Electrical load and temperature

The test shall be carried out in accordance with test 9b: Electrical load and temperature,
of IEC 512-5. Unless otherwise specified by the detail specification, the following details
shall apply:

— maximum operating temperature: +100 °C (UCT)
— test duration: 1000 h

Test current shall be as specified in the detail specification.

12.4 Climatic tests

The cor+ponent detail specification shall prescribe the upper category
and the [lower category temperature (LCT) which shall be used in the {

perature (YICT)
inges

The tes{ shall be carried out in accordance with test 11d: Ra change S e, of
IEC 512-6. Unless otherwise specified by the detaj fica e Yo i tails

12.4.1 | Rapid change of temperature

shall apply:
— lgw temperature: Ty
— hjgh temperature: Tg
- d

Eration of exposure:

3

mber of cycles:
12.4.2 | Climatic sequ

The tes{ shali be carrie
Unless )thenNis ifh

12-6.

11j
test temperature: -55 °C (LCT)

12.4.3 Corrosion, industrial atmosphere

The test shall be carried out in accordance with test Ke, method C: Mixture of polluting
gases, of IEC 68-2-60 TTD. Unless otherwise specified by the detail specification, the
following details shall apply:

— mixture of polluting gases:
(0,5  0,1) 107° (vol/vol)
H,S: (0,1 £ 0,02) 10~8 (vol/vol)
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— température: (25 + 2) °C
— humidité relative: (75 £ 3) %
— durée de I'exposition: 10 jours

NOTE - Cet essai sera remplacé par une nouvelle méthode d’essai lorsque celle-ci sera publiée par le
SC 50B de la CEL Le GT 5 du SC 48B a l'intention d’inclure cette méthode d’essai de corrosion dans
{'essai 11g afin de disposer de plusieurs essais de corrosion en atmosphére industrielle avec des concen-
trations de gaz poiluant(s) plus ou moins élevées. Des informations détaiilées devraient étre données dans

les normes de connecteurs applicables.
12.4.4 Chaleur humide, cyclique

L'essai est effectué conformément a ’'essai 11m: Chaleur humide, cyclique, de la

U AliV J i G UCT cl L/ A J ol A 3 . C U W QG S J Cl

— température d’essai:  +55 °C
— nombre de cycles: 6
— variante: 2

13 Programme d’essais

18.1  Généralités

Les spécimens doivent étre prépé i spécimen est cof|
c{ntact CAD et du fil inséré, s contenue dans la sj
particuliére.

q

aq

PP

CEl 512-6.
pplicables:

stitué d’un
bécification

ngus pour
effectués:

e 4
LUTITULS,

o) 1 toad Fy
aj ivovuriavio Tl

b) lorsque les connexions sont réalisées avec un outil d’insertion du fil:
— Poutil approprié est utilisé;
— I'outil fonctionne correctement;
c) lorsque les connexions sont réalisées avec un bloc de guidage:
— les composants appropriés sont utilisés;
— le bloc de guidage fonctionne correctement;

d) l'opérateur est capable de réaliser des connexions CAD conformes a l'article 10.
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— temperature: (25 £2) °C
— relative humidity: (75 £3) %
— duration of exposure: 10 days

NOTE ~ This test will be replaced by a new test method when published by IEC SC 50B. SC 48B/WGS5 has
the intention to include this corrosion test method in test 11g, to dispose of relevant corrosion tests in
industrial atmosphere at lower and higher concentration of polluting gas(es). Detail explanations should be
given in the relevant connector standards.

12.4.4 Damp heat, cyclic

The test shall be carried out in accordance wuth test 11im: Damp heat, cychc of IEC 512-6.
Unless

[

st temperature:

— number of cycles: 6
- vpriant: 2

13 Tept schedules

13.1  (@eneral
Prior to|testing, specimens shall be . pecimen nsi hina-

specificption.

13.1.1 | When ID connections with te desigried to be suitable for a range of
wire digmeters are to be '

a) with the numb g the
minium con@

and additionally,
b) with the g the
maximum ¢

13.1.2 ultibole\components are to be tested, the required number of specifnens

(ID con

Before

a) correctterminations and wires are used;
b) where the connections are made by a wire insertion tool:

— the correct tool is used,;
— the tool works correctly;
¢) where the connections are made by a guiding block:
— correct components are used;
— the guiding block works correctly;

d) the operator is able to produce ID connections which comply with the requirements
of clause 10.
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Tableau 3 — Nombre de spécimens requis

352-4 © CEI: 1994

13.2 Programme d’essais de base

Lgrsque |
spécimens

13.2.21

Lgrsque le programme d’essais de base est gpplicable
ddns le tableau 3 doivent étre préparés i
avec 13.2.1.

Requis dans tous les cas Requis en complément pour les essais
pour les essais des des connexions CAD

Programme | Paragraphe connexions CAD

dessais réuni;sglilesb?u réutilisables pour une gamme de

non réutilisables diamétres de fils
Programme {13.2.2.1 20 ou 22 (optionnel) - 20 ou 22 (optionnel)
::Es;': 13.2.22 - 2 ou 4 (optionnel) -
13.2
Programme 1133211 2 (optionnel) - 2 (optionnel)
dessais 13.3.2.1.2 20 - 20
domplet 13.3.21.3 20 - 0
13.3 133.214 20 - 2
13.3.2.2 - 40 ou 42 (optionnél) \ -

Bens requis
en  accord

les 20 (ou

is, doivent
22) spéci-

s 2 (ou 4)
P 2.2.

sai 1a de
Bpectées.

Essai des connexions CAD non accessibles des contacts réuti/isablep

ou non réutilisables

20 spécimens ou 22 spécimens (optionnel), et

2 x (20 ou 22 optionnel) spécimens, si le contact & essayer admet une gamme de dia-
métres de fil.

Aprés I'examen initial (voir 13.2.1) 20 spécimens ou 2 x 20 spécimens selon le cas sont
soumis aux essais suivants.
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Table 3 — Number of specimens required

_47 -

13.2 Basic test schedule

Required in all cases Additionally required, when
Test when reusable or ‘
schedule Subclause non-reusable ID
terminations are reusable 1D terminations ID terminations suitable
to be tested are to be tested for a range of wire
diameters are to be tested

Basic 13.2.2.1 20 or 22 (optional) - 20 or 22 (optional)
e 13222 - 2 or 4 (optional) -
13.2
Full 13.3.2.1.1 2 (optional) - (optiohal)
test 13.3.2.1.2 20 - 0
schedule] 13.3.2.13 20 - 0
133 13.3.2.1.4 20 -

13.3.2.2 - 40 or 42 (optional) ~

Where the basic test schedule is applicable (see 11.2

in table

Where npon-accessible ID connections

be tested, the required
to 13.2.2.1.

Where r

shall be

Where |

20 (or 22) sp¢

ified

e to

e to
pach

2 to

13.2.1

All speg

ensure t

13.2.2 | Testing of non-accessible ID connections

13.2.2.1  Testing of non-accessible ID connections with reusable or non-reusable

terminations

20 specimens or 22 specimens (optional), and

2 x (20 or 22 optional) specimens, if terminations suitable for a range of wire diameters

are to be tested.

After initial examination (see 13.2.1) 20 specimens or 2 x 20 specimens, as applicable,
shall be subjected to the following tests.
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Essai Mesure a effectuer Exigences
Phase dessal Titre Paragraphe Titre CEl 512 Paragraphe
essain®
P11 Résistance 2aou2b 12.3.1
de contact
P1.2 Pliage du fit 12.2.1 Perturbation 2e 12.2.1
de contact
P13 Variations
rapides de 12.4.1 11d
température
P14 Chaleur humide, 1244 m
cyclique Q\
N\ N
P15 Résistance ema Pt 12.3.1
de contact
\\\>
Aprés I'examen initial (voir 13.2.1), les 2 spécifmens optiohnels restants, ou 2 2 selon le
cas, sont soumis aux essais suivants. (\ /\
N
_Ess < K Mua\éeffectuer Eixigences
H ) .
hase d'essai Titre P rap}\\ . \'ﬁtre CEl512 Paragraphe
essain®
[N
P2 > 1224

T

(option)

connexions CAD non accessibles des dontacts

(voir 13.2.1), tous les spécimens sont soumis aux essais guivants.

Essai Mesure a effectuer Ejigences
hase dessal Titre Paragraphe Titre CElIS512 Paragraphe
essain®
P3.1 Résistance 2aou2b 12.3.1
de contact
P3.2 Recablage 12.2.3
des connexions
P3.3 Résistance idem a P3.1 12.3.1
de contact
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Test Measurement to be performed Requirements
Test phase Title Subclause Title IEC 512 Subclause
test No.
P11 Contact 2aor2b 12.3.1
resistance
P12 Bending of 12.21 Contact 2e 12.2.1
the wire disturbance
P13 Rapid change
of temperature 1241 1id
Pig Damp heat, 124.4 11im
AR
P1.p Contact As 1 3.
resistance

After inftial examination (see 13.2.1) the remaining Optional
mens, gs applicable, may be subjected to the fo

oy

liowing tests.

N

specimens, or 2 x 2 speci-

/N
Test & Qhe%urem‘v\nt té*b)e [Mmed Requiremerts
Test phase Title Subclau(é T\ | IEC512 Subclausk
s = test No.
P2 Microsection 2.4 \\5 Q 1224
RANERN
13.2.2.3 AddI testing Qf n. -&e ID connections with reusable terminatjons

ee 13.2.1), the specimens may be subjected to the follqwing

I Test Measurement to be performed Requirements
Test phase Title Subclause Title TEC 512 Subclause
test No.
P3.1 Contact 2aor2b 12.3.1
resistance
P3.2 Repeated 12.2.3
connection and
disconnection
P3.3 Contact As in P3.1 12.3.1
resistance
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2 spécimens optionnels

Aprés ’examen initial (voir 13.2.1), tous les spécimens sont soumis aux essais suivants.

Essai Mesure a effectuer Exigences
Phase dessai Titre Paragraphe Titre CEI 512 Paragraphe
essain®
P4.1 Recablage 12.23

des connexions

P4.2 Microsection 1224 d 12.24
A\ (\

18.3 Programme d’essais complet

NOTE - En général le programme d'essais complet doit étfe effectyé
sévérités d’essais qui y sont indiquées.

ijvant cette norme y compris les

Lorsqu'une connexion CAD est intégrée a un compiposant, pe n connecteur, |es sévérités
de ce comhposat peu etre appliquées.
L¢ s( ojr 11.2), les spécimens requis
d is & I'examen initial en ag¢cord avec
18.3.1.
Lorsque les connexi i des contacts réutilisables o4 non sont
essayées, les 62 s f ' 3 aux essais suivant 13.3.2.1.1,[13.3.2.1.2,

Les conta@ re essayés
syiivant les pes\reqis (vair 13.1 et le tableau 3); 62 spécimens par groupe sont
s : i ‘ (groupes
d

bivent étre
3.2.2.

Tpué les spécimens doivent étre soumis & un examen visuel en utilisant I'esspi 1a de la
CEl 512-2.

13.3.2 Essai des connexions CAD non accessibles

13.3.2.1 Essai des connexions CAD non accessibles des contacts réutilisables ou non

60 spécimens, ou 62 spécimens (optionnel) et

2

2 x (60 ou 62 optionnel) spécimens si le contact a essayer admet une gamme de
diamétres de fil.
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2 optional specimens

After initial examination (see 13.2.1), the specimens may be subjected to the following
tests.

Test Measurement to be performed Requirements
Test phase Title Subclause Title IEC 512 Subdlause
test No.
P41 Repeated 12.2.3
connection and
disconnection

P4.4 Microsection 12.2.4 <4 \\2<
AN TON

13.3 Rull test schedule

NOTE|- Generally the full test schedule is carried out in accordange W i { b test
severilies given herein.

Where the full test schedule is nece : nens
specified in table 3 shall be prepared agd st d todthe initia) examination accordifng to
13.3.1.

Where non-accessible 1D gonnections witb : e to
be tested, the required SpE shall_be subjected to the tests according to
13.3.2.1.1, 13.3.2.1.2, A3.3.2 8.21.4 (tgst groups A, B, C and D).

Where neusable@ ' qns/suitable for a range of wire diameters afe to
be testqd, both require s 1 and table 3) with 62 specimens each shdll be
subjectgd to the test i . 2.1.1, 13.3.2.1.2, 13.3.2.1.3 and 13.3.2.1.4 [(test
groups

Where ik dctions with reusable terminations are to be tested| the
requireg BCi all be subjected to the additional tests according to 13.3.2.2

13.8.1 | InitiaFexamination

All spedimeéns shall be subjected to visual examination using test 1a of IEC 512-2.

13.3.2 Testing of non-accessibie ID connections

13.8.2.1  Testing of non-accessible ID connections with reusable or non-reusable
terminations

60 specimens or 62 specimens (optional) and

2 x (60 or 62 optional) specimens, if terminations suitable for a range of wire diameters
are to be tested.
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Aprés I'examen initial (voir 13.3.1), les spécimens sont alors soumis aux groupes d’essais
A, B, CetD.

13.3.2.1.1 Groupe A, optionnel

2 spécimens, ou

2 x 2 spécimens, selon le cas

Essai Mesure a effectuer Exigences

Phase d'essal Titre Paragraphe Titre CEl1 512 Paragraphe

AP1 Microsection 1224 C Q 1224

13.3.2.1.2 Groupe B

2Q spécimens, ou 6
2 k 20 spécimens, selon le cas <\
~_ -
Essai Mesure & effectuer Eixigences

D| ¥ i
hase d'essai Titre ara \/'P?tre CEl512 Paragraphe
(\ K essain®
t\

BP1 N Résistanoe 2aou2b 12.3.1
de contact
BP2 &/kana edufil_ N 12\2/ Perturbation 2e 12.2.1
de contact
BP3 h rge 12.3.2 9b
/\ rat e

& \\/ Résistance idem a BP1 12.3.1
de contact
\

N
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After initial examination (see 13.3.1), the specimens shall be subjected to the following
tests according to the test groups A, B, C and D.

13.3.2.1.1 Test group A, optional

2 specimens, or

2 x 2 specimens, as applicable

Test Measurement to be performed Requirements
Test phase Title Subclause Title IEC 512 Subclause
testNo

[
AP1 Microsection 1224 <\ W

13.3.2.1(2 Testgroup B
20 spec|mens, or
2 x 20 specimens, as applicable Q&

Test \hbisu?é\ent to be performed Requirements
Title Subclause \/ IEC 512 Subclauss
<\ (\ test No.
N
N

Test phase

BP1 \CQ@) 2aor2b 12.3.1
\qasistanoe

BPZ Bé\{i}? o 2.1 N Contact 2e 12.2.1
the wir disturbance
A\

BP3 Elegtrical load \ \2/.3.72 Sb
d
tem uf

BP4 x Contact As in BP1 12.3.1
resistance
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13.3.2.1.3 Groupe C

20 spécimens, ou
2 x 20 spécimens, selon le cas

Essai Mesure 3 effectuer Exigences
Phase dessai Titre Paragraphe Titre CEI512 Paragraphe
essain®
CP1 Résistance 2a 12.3.1
de contact

P2 Vibratiens 1222 Rerurbation 6d 12.2.2
de contact

CP3 Variations 1241 11d
rapides de \/
température
N

climatique

a
CP4 Séquence 1242 Q Qa i

Chaleur humide,

Y

CP4.1 Chaleur 12.4.2 i
séche g 7

CP4.2 cyclique,

1im

1* cycle . i
N

CP43 Froid ( 124.2 x 11j
(N

cycliqu

cydles restapts (\

CP4.4 Chaleyr’humide, 12.4\.8\5 y> 1im

\> Résistance 2a 12.3.1
de contact

, sejon le cas
Essai Mesure a effectuer Exigences
Rhase’d'essai Titre Paragraphe Titre CE1512 Paragraphe
essain®
DP1 Résistance 2a 12.3.1
de contact
Corrosion en
DP2 atmosphére 12.4.3
industrielle
DP3 Résistance 2a 12.3.1
de contact
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13.3.2.1.3 Testgroup C

20 specimens, or

2 x 20 specimens, as applicable

- 55—

Test Measurement to be performed Requirements
Test phase Title Subclause Title IEC 512 Subclause
test No.
CP1 Contact 2a 12.3.1
resistance
CP2 Vibration 1222 Contact 6d and 2e 12.212
disturbance
" (N
CcP Rapid change 12.4.1 14
of temperature <\ \
A\
CcP4 Climatic 1242 < 11
sequence
cpr4l1 Dry heat 12.4.2 W \.\>
Damp heat, \)
CP4f2 cyclic, 12.4. 11m
1stcycle \
cPals Cold A 12.4.i\ A4 14
N—
CP4l4 Damp heaf cyéﬁt\ w 124.2 11m
remaining cyeles (\
CP }ontact 2a 12.3.1
resistance

13.3.2.1.

N\

Test Measurement to be performed Requiremerts
Test phase Title Subclause Title IEC 512 Subdlause
test No.
DP1 Contact 2a 12.3.1
resistance
Corrosion,
DP2 industrial 12.4.3
atmosphere
DP3 Contact 2a 12.3.1
resistance
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13.3.2.2  Essais complémentaires des connexions CAD non accessibles des contacts
réutilisables
40 (ou 42) spécimens

Aprés I'examen initial (voir 13.3.1), tous les spécimens sont soumis aux essais suivants:

Essai Mesure a effectuer Exigences
Phase d'essai Titre Paragraphe Titre CEl 512 Paragraphe
essain®
"Recablage des te23 12.23
connexions
Lorsque la phase EP1 est réalisée, 2 specimens sont soum du(groupe A,

13.3 sont
ement sur
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13.3.2.2

40 (or 42) specimens

Additional testing of non-accessible ID connections with reusable terminations

After initial examination (see 13.3.1), all specimens shall be subjected to the following

test.
Test Measurement to be performed Requirements
Test phase Title Subclause Title IEC 512 Subclause
test No.
EP1 Repeated t2238
connection and
disconnection

When tgst phase EP1 has been carried out, 2 specimens m
according to 13.3.2.1.1, test group A.

The firs{ group shall then be subjected to.the t
The secpnd group shall then be subjected

13.4 Alow charts

For quigk orientation, the
charts in a simplified

9,

espectively.

test

C.

7 13.2 and 13.3 are repeated as |flow
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